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引 言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编

写规则》 和 JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》 共同构成支撑本规范制定

工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。
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1

光谱共焦位移测量仪

校准规范

1 范围

本校准规范适用于量程为 0. 1 mm至 60 mm的光谱共焦位移测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1663 激光测微仪校准规范

GB/T 33523. 602 产品几何技术规范 （GPS） 表面结构区域法 第 602部分：

非接触 （共聚焦色差探针） 式仪器的标称特性

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本规范。

3 概述

光谱共焦位移测量仪 （以下简称测量仪） 是一种通过光学色散原理建立距离与波

长的对应关系，利用光谱仪解码光谱信息，从而获得位置信息的装置，通常由光谱共

焦传感器、光谱仪及控制器、数据处理电脑组成。测量仪主要用于位移的测量，在微

电子、半导体、液晶平板等领域具有广泛的应用。测量仪工作原理见图 1，测量仪主

要组成见图 2。

λ

I

λmin

λmin

λmax

λmax

λi

λi

1
2

3

4

5

6

7

图 1 测量仪工作原理图

1—白光光源；2—光阑；3—分光镜；4—色散透镜；

5—被测物体；6—光谱仪；7—处理显示单元；

λmin—测量仪量程下限对应的光波长；λi—当前测量位置

对应的光波长；λmax—测量仪量程上限对应的光波长
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图 2 测量仪组成示意图




